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(54  )   УСТРОйСТВО   дЛЯ   ИЗМЕРЕНИЯ   КОЭФФИЦИ`ЕНТА   ОТРАЖЕНИЯ
плоской  повЕрхности `оБрАзцов

'
изобретение  dтносится  к  измери-

тегIьной  технике,  предназначено  для
измерения  отражения  плоской  поверх-
НОСТИ   ОбРаЗЦОВ  'И   МОЖеТ   бЫТЬ   ИСПОЛЬ-
зовано  для  определения  угловой  за-
висимости  коэфФициента  отра7{ения
различнFtх  материалов  гтри  проведении
научных  нсследований,а  также  в  пронз-
водстве  при  контроле  качества  огтти-
ческих  поверхностея[,   гюкрытий,   пtlе-
нок®
'       Известно  устройство  дл*  измере-
ния  коэффиu.иента.  отражения,   содер-
жащее  источ[іик  и  приемник  иэлучения
и  реализующее  при_нци_п Lсравнения  коэФ-

3:[з'::Н:О:т:::::еЕ::. ИССл,едуемого  об.
недостатком  :1звестного  устройст-

ва  является  низкая  точііость іизмере-
ний,  обусловtlенная  малой  чувстви-
тельностью  устройства,   а  также
сложность..определения  угtlовой  зави-
симос"  1<оэффициента  отражеіIия  об-
разцов .

Наибtэлее  близким  тто  техническоп
сущности  и  достигаемому  эффекту  к
изобретению  является  устройство  для
измерения  коэФФициента  отражения
плоской  поверхности  образш,ов,  содер-
жащее  источтIі]к  излучения,   площадку,

предна-значенную  для  размещениЁ  об-
разца  в  ходе  лучей  от  источника,
приемник  излучения  и  подключенньm  к
нему  электронный  блок  обработки
сигналов.    .                                                   .

в  данном  устрс>йстве  иэмерительL`
ный  сигнал  Форт\"руетсц  при  после-
довательногr,  отрау`ении  излучения  от

tO  ряда  расположенных  параллельно  друг
кругу  с}бразцов   [2].

НедостаткОм  этt.го  устройств5
является  сравнительно  низк.ая  точность

'5

20

иэмерений ,  ог.условленная  неодинако-
востью  свойств  одновременно:ис-
следуешх  образцов,  а  так*е`мал"
чі]слом  отражений  излучения  гіт. их
гюЕіерхностей .

цель  изосіретения  -  повш1іение  точ-
ности  измерений.

Поставленная  цель  достигаеiся
тем,  что  устройство  снабжено  плоским
полупроэрачннм  зеркалом,  установлен-
ным  неподвиж.но  перед  плоmадкоtl  в  ходе

25  :::е:п::`ч:::::н::: , п::::3g;#::яр:о
располо*енным  на  ней  вторым  гілоским
полупроэрачн[.м  эеркалом,  выпс}лнен-
ной  с  возможностью  поворота  вокруг

зо  :::6ч::::С::3Ю:3:W::Т;::::yЮп::?`iк:
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выполняется  с -воЪм-бЭRностью  поворота
вокруг  оси,   с.овгтадающей  с  осью  по-
воротэ  п7татформн  и  проходящей  через
плоскую  поверхность  размеm.аемого
на  площадке  обр.а31`а,   гіриемник  иэлу-
чения  установлен  на  платФорме,   кото-    5
рая  совместно  с  площадкой  ориенти-
рована  так,  что  полупрозрачные  зеркач
ла  ббразуют  резонатор  интерФеромет-
ра  Ф`абри-перро.

На  чертеже  приведена принципиаль-
ная  схема  одного  иэ  воэможйнх  вари-
антов  устройства  для  измерени.я   ко5Ф-`
фициента  отражения  плоской  Iюверхi
ности  образцов.

Устройство  содержит  источник  1
излучения,   I.]апример.,   в  виде  лазера,
плоское  полупроэрачное  зеркало  2,
площадку  З,   предназначенную  для  раз-
мещения  образца  4,   пл.атФорму  5  с  рас-
положенным  на  ней  плоским  гюлупроз-
рачным  зер1{алом  6,   приемник   7  излу-
чения,   электронный  блок  8  обработ-
ки  сигналов,  привош  9  и  10  поъоро-
та,  датчики  11  и  12  поворота,   при-
водн  13.

Зеркало  2  установлено  неподвижно
перед  площадкой  3  в  ходе  лучей  от
источника  1  пергтендикулярно  его  огі-
тической  оси.

Зеркало  6  и  г7риемник  7  излучения
уста.новtlены  на  гтлатФорме   5..

сигнал  .J   с  тіриемника  7  принIIмает
максимальное  значение.   величина  это-
г`о  сигнала  однозначно  связана  с  уг-Jловым  коэФФициентом  отражения  плос-
кой  поверхности  образца  4.

перед  на.чалом  измерений  платФор-
му  5  устанавливаIt]т  в  потюжеf]ие,
при  котором  зеркала  .2  и  6  распола-
гаются  параллельнt>  друг  другу   (на
чертеже  показано  пунктиром}.  и  реги-

10    стрируют   величину  .сигнала  Jo    `гJрИ
отсуо#твии  измеряемого  об.ра:зца.

н`ияУ::::::йК::38::::::иР56Ёаg::аЕе-
для  длины  волны  л используемого

|5   излучения  определяют  гю  Формуле

20
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„=+-Ё(i,±'
где   Р   -   коэфФициент  6трайеilия  зер-
кал   2  и   6.

Устройство  позволяет  проводить  иэ-
мерения  и  путем  сравнения  с  эталоном.
В  этом  случае  коэфФиііиент  отражения
определяют  по  Формуле

1       .1-fрэр^,d=i_ т(Ji)1,
\

30    где  ]э   -   величина  сигнала  с  приемни-
ка  7  при  установке  на  площад-

ПлоD`адка  З  и  платформа  5  выпол-
нены  с  возмо>-{ностью`поворота  вокруг
оси,   пересекающей  оптическую  ось  ис-
точниI{а  1  под  пря№"  угл.ом.и  прсtхо-'  3$
дящей  через  плоскую  поверхность  раз-
мещаемого  на  площадке  З  образца  4.

Площадка.  3  и  hлатформа  5  ориенти-
рованы  так,  что  зеркала  2  и  6  сов-
местно  с  плоской  поверхностью  образ-  ЦО
па.  4  образуіот  резонатор  интерФеромеТг
ра  Фабри-Перро.

Приемник  7  излучения  подключен  к
электронному  блоку  8  оГtработки  сиг-
налов,   котор[.й  электрически  связан
с  приводами  9,10  и  1З  и  датчиками
11   и   12.

привод  9  и  д5тчик  іі  свяэаны  с
гтлощадкой   3,   привод  10  и.  датчик   12
связаны  с  платФормой  5,   приводы  1З
связаны  с  зеркалом  б.

Устройство  работает  следующим  об-

ку   З   этсTлонаi
рэ -` ::э:3:ш.;::: сLо:::::::яи::у=:=.

ния  и  длине  волны  ^  .
устройство  позволяет  проводи.ть  из-`

мерения  также  и  в  автоматическом  режи-
ме.  При  этом  электронный  блок  8  обраг
ботки  сигналов,  испольвуя  поступаіо-
щую  в  него  информацию  с  датчиков  11
и  12  и  11риемника  7,   управляет  рс`ботой

:§::Оg::м:iт±°у:т::#с:::О:Ь::б?:ИЁти-
образом.

устройство  позволяет  проводить  иэ.45   ь®рения  как  в  видимой,   так  и  в  инФ-
ракрасной  области  спектра.

снабжение  известного  устЬойства
платФормой  и  двумя  полупроэрачньmm

50  :е:::::Гат:::Ё::е: :g:Z:::::е::::::: ,
ни`я  за  счет  многократного  отражения

разом.
Излучение  от  источника  1  проходит

гюлупрозрачное   зеркаJIQ  2,   ПадаеТ  На     \55
1шоскую  поверхность  образ1],а  4  под
углом  d и  после  сtтражения  от  нее
поступсіет  на  полупрозрачное  зеркало
6.   В  результате  многократного  отра-
жения  излучения  от  зеркал  2  и'б  и
плос1{ой. поверхности  образца  4,  об-
разующих  резбнатор  интерферометра
ФабритПерро,   на  входе  приемника  7
Фор"руется  многолучевая  интерФе-
ренционіIая  картина.   Зеркало  6  уста-
навливают  в  положение,  при  котором

из]]учения  от  плоской  гюверх[]ости
нзмеряемого  образца.

Форьгула  йэобретения

Устро.йство  для  изметэения  коэффи-
цие-нта  отражения  плоской  поверхнос-

60  ти  образцов,   сюдержащее  источник
излучения,  площадку,  преднаэначен-
•ную  дгIя, размещения  образца  в  ходе
лучей  от  источника,  приемник  излу-
чения  и  подключенннй  к  нему  электрон.

65 щй  бJIок  отработки  сигналов,  о  т  -

!`:`-`,,-}           ,,``--:-,;,,`\`^l€,,ъч,тL±р ,-,-, i_:_:,i_      _     L:`::-г    ,          ^    `--!   `      -                                       `     hL                 `                        `     g'``
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л  и  ч  а  ю  щ  е  е  с  я  тем,  что,   с
целью  гtовЕшIения  точности  измерений,
Оно  снабжено  плосI{им  полупрозрачным
зеркалом,  установленным  неподвижно
перед  гtлсmадI{ой  в  ходе  лучей  от  ис-
точниі{а  перпендикулярно  его  опти-
ческоn  оси,  платформой  с  расположен-
.Im\б  на  ней  вторым  гілосі{им  полупроз-
рнчным  веркалом,  выполненной  с  воз-`
южностью  поворота  вокруг  оdи,  пере-
секакщей  оптическую  ось  источника
под  прямым  углом,  плоріtідка  внпоt]няет-
ся  с  воэможностью  поворота  вокруг
оси,  совпадаfощей  с  осью  поворота

'7

'платФор№±  и  проходяще#  через  mоскую
поверхность  размещаемог`о  на  плоп`ад-
ке  образца,   гіриемI]ик  иэлучения  уста-
новлен  на  гIлатФорме,  которая  совМест-
но  с  площадкой  ориентнровв`ва''`тЕік,  что

5    полупрозрачные  зеркала  обраэуют  ре-
зонатор  интерферометра  Фабри-перро.

источники  инФормации,
принятые  во  внI"ание  гtри  экспертизе
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тотип ) .
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